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Restwandstirke der
Sacklochbohrungen

PMMA-Scheibe, Durchmesser 120mm, Dicke 10mm
mit 16 Sacklochbohrungen
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« Fehlerauffindwahrscheinlichkeit wird nicht verbessert
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« Zeitabhangigkeit der Warmeleitung wird genutzt

« Geringe Anregungsamplitude ausreichend
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« Filter bzw. Fits:
Auswertung wird erleichtert
Fehlerauffindwahrscheinlichkeit wird nicht verbessert
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« Starke Anregung mdglich
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« Modulierte Anregung
« Zeitabhangigkeit der Warmeleitung + Gleichanteil wird genutzt
+ Langere Messzeit

» Modulierte Anregung + Fouriertransformation
+ Zeitabhangigkeit der Warmeleitung wird genutzt
» Geringe Anregung ausreichend
+ Erhéhtes Signal-/ Rausch-Verhaltnis
« Variable Tiefenreichweite
» Langere Messzeit + komplexere Auswertung
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